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TABLAS PARA INSPECCION POR ATRIBUTOS

Tablas para inspeccion por atributos

Introduccioén

Seguidamente se presentan dos de las tablas que se utilizan para procedimientos de recepcién por
atributos que requieren planes de muestreo. Se toma como referencia la norma militar MIL — SIT —
105 D Sampling Procedures and Tables for Inspection by Atributes, publicada por el Departamento
de Defensa de los Estados Unidos de América.

Para obtener mas informacién consultar la Norma IRAM 15 “Inspeccién por atributos”, editada por
el Instituto Argentino de Normalizacion.

Seleccion de Letra Clave del tamafio de la muestra

- NIVELES DE INSPECCION | NIVELES DE INSPECCION
T NO DEL LOTE ESPECIALES GENERALES
S-1 S-2 S-3 S-4 I 11 111
2 |a 8 A A A A A A B
91a 15 A A A A A B C
16 |a 25 A A B B B C D
26 |a 50 A B B C C D E
51 |a 90 B B C C C E F
91 |a 150 B B C D D F G
151 |a 280 B C D E E G

281 |a 500 B C D E F H ]
501 |a 1.200 C C E F G ] K
1.201 |a 3.200 C D E G H K L
3.201 |a 10.000 C D F G J L M
10.001 |a 35.000 C D F H K M N
35.001 [a 150.000 | D E G ] L N P
150.001 ]a 500.000 | D E G ] M p Q
500.001 |a mas D E H K N Q R
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Planes de Muestreo simple para inspeccion normal

[ Mivel de calidad aceptable (inspeccidn norma’)

0,010 | 0,015 | 0,025 | 0,040| 0.085| 00 | 0,35 | 025 | 0,40 | 065 | 1.0 1,5 25 4,0 65 w0 15 ] 40 a5 100 | V50 | 260 | 400 | 650 | 1000

Letra clave
Tamafio de
ia muestra
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G i Unitizar el primer plan de muestreo debajo de la flecha. Si el timafio de W mwettra o3 igual o excede al del iote, hacer inspeccion cien por cien,
G il Litilizar el primer plan de muoestreo encima de | Tlecha,
A = MNilmero de sceplacitn,

Fe = MNimero de rechazo.
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